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FOTONIKA — 2. STUPEN
ZAKLADNE TEZY NA STATNE SKUSKY
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Krystalografia, recipro¢na mriezka.

Tepelné kmity atdmov mriezky.

Zaklady pasmovej tedrie, Schrodingerova rovnica pre krystal.
Efektivha hmotnost.

Statistika nosicov.

InZiniering zakazaného pasma v polovodicoch.

Technoldgie pripravy polovodicovych krystalov.

Generacia a rekombinacia, absorpcia v materialoch.
Fotovodivost.

Kontaktné javy v polovodicoch, vystupna praca, kontakt kov-polovodic.
Zakladné charakteristiky optickych vlakien.

VInovodova analyza optickych vlakien.

Medzimddova interferencia v optickych vldknach.

Fotometrické a radiometrické veliciny.

Zdroje Ziarenia/svetla (teplotné, vybojové, elektroluminiscencné).
Detektory Ziarenia.

Planarny a pasikovy vinovod, technolégie vyroby vinovodov.
Elektroopticky jav.

Prevadzkové charakteristiky moduldtorov a prepinacov, fotorefraktivny jav.
Akustoopticky jav.

Maxwellove rovnice, vinova rovnica pre elektromagneticku vinu.
Interferencia.

Polarizacia.

Koherencia.

Fresnelove vztahy.
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Ziarenie absolUtne &ierneho telesa.

Fotonicky krystal, fotonické zakazané pasmo.

Metody pripravy fotonickych Struktur.

Optické a optoelektronické prvky s fotonickou Strukturou.

Princip ¢innosti solarnych ¢lankov, rozhodujuce optické vlastnosti materialov.
Parametre solarnych ¢lankov, stratové mechanizmy, limity Gcinnosti.

Tri generdcie solarnych ¢lankov, zakladni predstavitelia.

Klasifikacia optickych vldknovych senzorov.

Senzory zaloZzené na moduldcii intenzity Ziarenia, polarizacie Ziarenia, frekvencie (vinovej dlzky)

Ziarenia, fazy Ziarenia.

Optické vldknové mriezky (Braggova mriezka, mriezka s dlhou periddou).
Povrchova plazmoénova rezonancia.

Interakcia v blizkom poli.

Opticka manipuldcia.

Rozdelenie metdd analyzy materialov podla principu ¢innosti a pouZitych signalov.

Metody analyzy materialov vyuZivajlce Ziarenie (infracervena spektroskopia, Ramanova
spektroskopia, rontgenova Strukturna analyza).

Metody analyzy materialov vyuZivajuce elektronovy zvazok (SEM a TEM).
Metody analyzy materialov vyuZivajuce magnetické vlastnosti atdmov (EPR a NMR).

Metody analyzy materialov vyuZivajuce elektrické vlastnosti materidlov (vodivostna
a dielektricka spektroskopia).

Metody analyzy materialov vyuZivajuce akustické viny (akusticka spektroskopia).
Kombinované metddy analyzy materidlov (AFM, hmotnostna spektroskopia).
Sirenie EMG viny pomocou metddy koneénych diferencii.

Metdda prenosovych matic (Braggove zrkadlo).

Metdda simulacie planarnych vinovodov.

Metdda Sirenia Iuca (BPM).

Geometricka optika, zobrazovanie pomocou matic.

Chyby optickych sustav.

Opticka mikroskopia.
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Fresnelove SoSovky.

Svetlomety, svetlovody pre automotive, osvetlenie interiérov.
Materialy pre fotoniku.

Technoldgie vo fotonike.

Princip laserov (spontanna ,stimulovana emisia, absorpcia, inverzna populacia), Einsteinove
koeficienty.

Rezonator v laseroch a laserovy zvazok.
Lasery plynné, tuholatkové, polovodic¢ové, kvapalinové lasery na baze farbiv, impulzné lasery.

VyuZitie laserov v technolégidch a medicine.



